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Do Zamawiajgcego wptyneto pytanie dotyczgce postepowania na:

Dostawe fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej do badania zmiennotemperaturowych
charakterystyk magnetotransportowych poétprzewodnikowych prébek w zakresie wartosci
temperatury 0,3K-300K oraz pola magnetycznego do 12 T.

Pytanie 1:

Zgodnie ze specyfikacjg Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

I Insert

Insert stuzgcy do fadowania od goéry probki (Top Loading) do pomiaréw zmiennotemperaturowych
z wktadem 3H (sample in 3He liquid/gass), kontrolerem temperatury oraz uktadem pompujagcym: w
zakresie temperatur 0,3K oraz co najmniej 300K, temperatura regulowana w sposoéb ciggly od
najnizszej do najwyzszej ze stabilnoscig nie gorszg niz + 0.01 K w ciggu 10 min i doktadnoscig
pomiaru temperatury nie gorszg niz 0.01K dla temperatur T £ 20 K oraz nie gorszg niz 0.05 K dla
temperatur wyzszych niz 20K, przestrzen probki o $rednicy = 20 mm. System zaopatrzony w
potrzebng ilo$¢ 3H do prawidtowego dziatania w szczegdlno$ci do osiggniecia temperatury minimalnej
nie wyzszej niz 0,3K.

Nawigzujgc do powyzszego punktu zwracamy sie z pytaniem:

Czy Zamawiajgcy dopusci umieszczenie probki w prozni, przy zatozeniu, ze takie rozwigzanie
zapewni osiggniecie pozostatych wymagan dotyczgcych zakresu, regulacji, stabilnosci i doktadnosci
pomiaru temperatur, opisanych w tym punkcie?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie konstrukcyjne kriostatu (insertu oraz uchwytu), ktore
daje mozliwo$¢ umieszczenia probki (probek) w préozni pod warunkiem osiggniecia
wymienionych parametrow w szczegélowym opisie przedmiotu zamodwienia, w
szczegblnosci:



1. Mozliwos$¢ pomiaru charakterystyk pradowo-napigciowych w polu magnetycznym do 12 T
w zakresie temperatur 0,3-300K z doktadnoscig pomiaru temperatury nie gorszg niz 0.01K dla
temperatur T < 20 K oraz nie gorsza niz 0.05 K dla temperatur wyzszych niz 20K ze
stabilno$cig jej pomiaru nie gorsza niz = 0.01 K w ciggu 10 min.

2. Czas przygotowania systemu do gotowosci pomiarowej od momentu umieszczenia
uchwytu z probka (probkami) w schlodzonym kriostacie do osiggnigcia minimalnej
temperatury (0,3K) nie byt dtuzszy niz 200 minut.

Powyzsza odpowiedz stanowi integralng czesé SIWZ.
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